	Pr. linda aissani 

	examen final : Techniques de caractérisations




Exercice 1 (8 pts)

1. Expliquez brièvement le principe fondamental de la diffraction des rayons X et comment la structure cristalline d'un matériau est liée au motif de diffraction observé.

2. Donner des exemples spécifiques de problèmes qui peuvent être résolus à l'aide de la DRX,

3. Qu'est-ce que la spectroscopie (EDS et WDS) quel est le principe physique sur lequel elles reposent ?

4. Citez et décrivez brièvement trois applications importantes du MEB dans différents domaines ?

Exercice 2 (12 pts)
Dans une expérience de diffraction des rayons X, des particules de TiN (nitrure de titane) avec une structure cubique (a0 = 4.239A˚) utilisant une longueur d'onde λ=1.54A˚, des pics de diffraction du premier ordre (n=1) sont observés à différents angles 2θ. 

Compléter le tableau suivant Le tableau ci-dessous :

	λ
	2θ
	FWHM
	(hkl)
	dhkl
	a
	ε
	D

	1.5417À
	37.5
	0.8843
	(111)
	
	
	
	

	
	41.47
	0.6681
	(200)
	
	
	
	

	
	62.3
	0.7865
	(220)
	
	
	
	

	
	74.18
	0.4419
	(311)
	
	
	
	

	
	78.4
	0.3421
	(420)
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